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主催：日本精密測定機器工業会
　　　三次元測定機部会

平成29年９月13日から開催する測定計測展2017で三次元測定機、測定機器セミナーを開催
致します。
受講を希望される方は下記申込書にご記入戴きメールで工業会事務局へお申し込み下さい。
	開催日時
	平成２９年９月13日（水）　１０：３０～１６：４５（受付10:00～）

	場所
	東京ビッグサイト会議棟6階605号室
〒135-0063　東京都江東区有明3-11-1 
http://www.bigsight.jp/

	交通
	りんかい線 「国際展示場」駅下車 　徒歩約7分
ゆりかもめ 「国際展示場正門」駅下車　徒歩約3分
バス、水上バスもあります。詳しくは東京ビッグサイトHPをご参照下さい。
駐車場に付いても東京ビッグサイトHPをご参照下さい。

	募集人員
	１２０名

	講師
	別紙セミナー案内書をご覧下さい

	受講料
	無料

	申し込み期限
	平成２9年９月１日（金）１５：００まで　期限前でも定員になり次第締め切ります

	キャンセル期限
	平成２9年９月１日（金）１５：００まで
受講料は無料ですが、キャンセル期限以降のキャンセルは、テキスト代として\2,000を請求させて戴きます（代理のご出席可）。あらかじめご了承の上お申し込み戴きますようお願いします。

	お問い合わせ先
	日本精密測定機器工業会　TEL03-3434-9557

	お申し込み先
	日本精密測定機器工業会　FAX03-3434-1695 　info@jpmia.gr.jp



申込書（受講される方全員）（記載しきれない場合は別紙にお願いします）
	
	お名前（フリガナ）
	所属部課名
	役職

	１
	
	
	

	２
	
	
	

	３
	
	
	

	４
	
	
	

	５
	
	
	


（お申し込み者）
	会社名
	

	所属
	

	フリガナ
	

	お名前
	

	ご住所
	〒

	電話番号
	

	メールアドレス
	



特にご関心のあるセッションにチェックをお願いします（いくつでも）
□形状測定枝術動向　□ダイヤルゲージの最新技術　□CMMの技術動向　□CMMの活用トレンド
□CMM活用の為のヒント(都市伝説)
チェックに関わらず、このお申し込みですべてのセッションの受講が可能です。

お申し込み多数の場合は調整させて戴く場合があります。
